
การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรโดย WIPS

Worldwide Intellectual Property Patent Search หรือ WIPS เป็นบริษัทเอกชนประเทศเกาหลี  (WIPS Co.,Ltd. เวบไซต์ www.wipsglobal.com ที่อยู่ 20th Floor, Geukdong Building, 60-1 Choongmuro 3-Ga, Seoul 100-705, Republic of Korea  โทรศัพท์ +88-2-362-1288  โทรสาร +82-2-362-1289)  และเป็นผู้พัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ PATROM มาตั้งแต่ปี 1994  และล่าสุดปี 2005 WIPS ได้รับรางวัล Winner of Jang Young-Shil Awards (Smart Invention Awards) จาก the Ministry of Science & Technology ประเทศเกาหลี
มีผลงานที่น่าติดตามศึกษาจาก WIPS Patent Search หลายเรื่อง เช่น 
· Search with the Same Condition

· Data Connection

· Saving Time & Effort

· Data Management

สำหรับเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร”  จากฐานข้อมูลของ Worldwide Intellectual Property Patent Search (WIPS) ประเทศเกาหลีนั้น   WIPS ได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ คือ 
1. การรวมกลุ่ม (Clustering)
คือ การแสดงผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร  ด้วยภาพ Perspective ตามเงื่อนไขของการรวมกลุ่มข้อมูล ทั้ง 5 แบบ  เช่น ตามความสัมพันธ์กับวันที่ หรือคำสืบค้น เป็นต้น 
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2. การอ้างอิง (Citation)

โดยการอ้างถึงข้อมูลที่ถูกอธิบายไว้ในสิทธิบัตรอเมริกาเรื่องนั้นๆ  ซึ่งจะแสดงผลจากการวิเคราะห์การอ้างอิงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Text Mode และ Visual Mode
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2.1 การอ้างอิงแบบ Text Mode 


คือ การแสดงผลวิเคราะห์ของการอ้างอิงในแต่ละเงื่อนไขในลักษณะตัวอักษร  
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2.2 การอ้างอิงแบบ Visual Mode
คือ การแสดงผลวิเคราะห์ของการอ้างอิงในลักษณะที่มองเห็นได้ง่าย (Visual Aspects)  เพื่อให้ผู้ใช้ (User) เข้าใจการเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน (Related Application Analysis)

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่สัมพันธ์กันในลักษณะ Text Mode 

โดยการวิเคราะห์จาก Application Data  เพื่อให้เข้าใจสถานะของสิทธิบัตรอเมริกาฉบับนั้นๆ 
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3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่สัมพันธ์กันในลักษณะ Visual Mode 


เพื่อให้ง่ายต่อการแสดงผล  และการเข้าใจกับผลการวิเคราะห์นั้น 
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4. PM Manager


คือ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่จัดทำขึ้นโดย WIPS  และออกแบบขึ้นมาเพื่อการใช้ประโยชน์กับข้อมูลของ WIPS โดยเฉพาะ  ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการและใช้ประโยชน์กับเครื่องมือนี้ได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติในระดับปฏิบัติการ  หรือในระดับที่สูงขึ้น  คุณสามารถกำหนดขอบเขตของหมวดหมู่ของเทคโนโลยี (Classification of Technology) และประเมินค่าของข้อมูลสิทธิบัตรนั้นได้
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4.1 PM Manager (Data Editing and Management)


เครื่องมือ PM Manager ยังสามารถแก้ไขและจัดการกับข้อมูลของคุณได้ เช่น การกำหนดขอบเขตของ  Technology Classification และ User Classifications  ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดการและใช้ประโยชน์กับข้อมูลสิทธิบัตรมากที่สุด
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4.2 PM Manager (Graphs)


เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในลักษณะกราฟรูปแบบต่างๆ
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4.3 PM Manager (Report Making)
“Report Making” เป็นเครื่องมือหนึ่งใน PM Manager  เพื่อแสดงรายการข้อมูลสิทธิบัตรที่สำคัญ  หรือเรียกว่า [Key Information List]
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ Song-Ho Lee ฝ่าย WIPS Patent Search, E-mail : global@wips.co.kr



                         เรียบเรียงจาก WIPS Patent Search : Analysis
URL : http://www.wipsglobal.com/2005/search/Analysis.asp?PageNo=105#s03
โดย พรวิสาข์  บุญยงค์ และปราโมทย์  ธรรมรัตน์
หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์
จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (สสวพ)  สกว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2942-8629 ต่อ 626
วันที่ 22 พฤษภาคม 2548

